
・ICテスター用接続ユニット
・メモリー及びロジックIC検査

IC検査用ユニットリング、同軸プローブブロック

用　途

特　長

仕　様

IC検査用ユニットリング、同軸プローブブロック
IC Test Unit Ring and Coaxial Probe Block

・高周波特性に優れた高性能同軸プローブ採用
・用途、仕様に応じた最適な形状（リングタイプ及びブロックタイプ）
・プローブ交換方式採用によりメンテナンスが容易

上記製品についてのお問い合わせ先：CTC事業部　 TEL 03-3916-3116 E-mail:ctc@yokowo.co.jp

型　　式
対応ピッチ
インピーダンス

ソケット及び両可動方式
2.54mm 以上
50Ω / 75Ω

基本構造 ガラスエポキシ／アルミニウム


